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T o p i c s

日本顕微鏡学会第74回学術講演会が5月29日（火）
～31日（木）の3日間、久留米シティプラザにて開催さ
れました。併せて市民公開講座が5月27日（日）同会場
で行われ、卓上走査電子顕微鏡【JCM-6000Plus】に
よる顕微鏡体験ワークショップを行いました。来場者に
見たい素材を持参頂き、その場で観察した後、撮影し
た画像を持ち帰っていただきました。親子連れが多く、
和気あいあいとした雰囲気でした。
期間中の5月29日（火）には財団法人風戸研究奨励会
第11回＜風戸賞＞受賞講演が行われました。
大阪府立大学 戸川 欣彦様／昭和大学 小野 賢二郎様
2名がご講演されました。
日本電子ブースでは新製品であるJSM-IT200と軟
X線分光器について、昭島本社と会場をインターネッ
トで繋ぎ、新しいデモスタイルとしてWEBデモを実
施。観察及び分析画面をリアルタイムに来場者に見て
いただき、操作性などを体感頂きました。両装置とも

多数の参加があり、弊社研究員との活発な意見交換を
行いました。その他、装置・アプリケーションパネルの
展示をはじめ、インフォメーションコーナーでは「Bio 
note」「Polymer note」「Food note」「LIB note」

「陽極酸化皮膜」「食品分析ソリューション」のアプリ
ケーションノートを来場者に配布しました。
ランチョンセミナーでは初日は「光と電子のコラボ
レーション」、3日目は「CryoTEMの紹介とその応用
～CRYO ARMTMを中心に～」と「高速ピクセル型
STEM検出器の開発とその応用」の講演を行いまし
た。両日とも100名の方に参加いただき満席でした。
会期中は多数のお客様にご来場頂きまして、厚く御礼
申し上げます。
次回の日本顕微鏡学会・第75回学術講演会は6月
17日（月）～19日（水）名古屋国際会議場にて開催と
なります。

「日本顕微鏡学会・第7４回学術講演会」
出展のご報告

表紙：甘い香りの漂う水滴
めしべの先端についた蜜をSEMと光学顕微鏡で観察しました。糖分の多い蜜は、
無処理でも蒸発せずに、低真空SEMで観察することができます。SEM像と光学顕
微鏡像を重ねることで、本来の色も分かります。

撮影装置：JSM-IT300（低真空モード使用）
試　　料：セントポーリアのめしべ
加速電圧：10 kV　撮影倍率：×80　真空度：50 Pa
　　　　  反射電子像/光学顕微鏡像の重ね合わせ
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201８年度  オーバーホール早期トクトクキャンペーンのご案内

SEMメンテナンス用（Sn）試料

■ キャンペーン期間　
　 ２０１８年６月１１日（月）～２０１８年９月２８日（金）

■ 対象装置
　  透過電子顕微鏡、走査電子顕微鏡、電子プローブマイクロアナライザー、

オージェマイクロプローブ、光電子分析装置、集束イオンビーム加工装置、
質量分析計、クロスセクションポリッシャTM、イオンスライサTM

　　  ＊各々一部モデルを除きます

■ お申込み、お見積りのご依頼
　  弊社ホームページ（https://www.jeol.co.jp/）よりご確認ください。

■ キャンペーンに関するお問合せ
　  日本電子株式会社　SIフィールド本部  
　  オーバーホールキャンペーン担当　E-mail : fsoh@jeol.co.jp　  

オーバーホール ３種類のプラン

日頃より日本電子製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。
大切な装置を末永く安定してご使用頂くために
定期的なオーバーホール（メンテナンス）を
実施されることをお薦めします。

このたび弊社は、装置の使用年数やオーバーホールの実施間隔に応じた
最適な３種類のプランをキャンペーン価格でご用意しました。
年１回のキャンペーン期間に、ぜひオーバーホールをご用命ください。

装置は順調にお使いでしょうか？

＊プランは一例です。装置の状態によりお薦めのプランが異なる場合がございます。
　 詳しくはキャンペーン専用受付メール（fsoh@jeol.co.jp）もしくはサービスサポートまでお気軽にお問合せください！

日本電子製品
オーバーホール

2018.6.11Mon▶9.28Fri

大切な装置を末永く
ご使用頂くために

性能回帰
毎年実施！

標準プラン
３〜6年間隔で！

フルメンテナンス
長期間使用されている

装置に！

走査電子顕微鏡用の日常動作確認用試料です。 装置の動作確認・軸調整の他、非点補正やフォーカス合わせなどの練習にも
ご使用になれます。

試料載せ台付（12.5 ｍｍφの例）

SEMメンテナンス用（Sn）試料

タングステンSEM用 （Ｓｎ）サンプル FE-SEM用 （Ｓｎ）サンプル

試料載せ台付
（12.5 ｍｍφの例）

サンプル

試料台

商品№

2219
（p/n782104380）

2223
（p/n782104371）

2220
（p/n782104401）

2221
（p/n782104398）

2222
（p/n782104410）

タングステンSEM用　SEMメンテナンス用（Sn）サンプル
試料載せ台（12.5 mmφ）付

タングステンSEM用　SEMメンテナンス用（Sn）サンプル
試料載せ台（10 mmφ）付

タングステンSEM用　SEMメンテナンス用（Sn）サンプル

FE-SEM用　SEMメンテナンス用（Sn）サンプル　
試料乗せ台（12.5 mmφ）付

FE-SEM用　SEMメンテナンス用（Sn）サンプル

価格

￥30,000

￥30,000

￥28,000

￥30,000

￥28,000

項目内容

走査電子顕微鏡用の日常動作確認用試料です。 
装置の動作確認・軸調整の他、非点補正や 
フォーカス合わせなどの練習にもご使用になれます。 

No. 8033G673C (Kp)

東京事務所　〒100-0004　東京都千代田区大手町2丁目1番1号　大手町野村ビル13階
　　営業企画室　TEL：03-6262-3560　FAX：03-6262-3577
　　EO営業推進室 TEL : 03-6262-3567 AI営業推進室 TEL : 03-6262-3568
　　産業機器営業部 TEL : 03-6262-3570 MEソリューション販促室 TEL : 03-6262-3571
東京支店　〒100-0004　東京都千代田区大手町2丁目1番1号　大手町野村ビル18階　TEL：03-6262-3580　FAX：03-6262-3588
　　東京 SI1グループ TEL : 03-6262-3581　東京 SI2グループ TEL : 03-6262-3582
　　東京 SI3グループ TEL : 03-6262-5586　ME営業グループ TEL : 03-6262-3583
東京第二事務所　〒190-0012　東京都立川市曙町2丁目8番3号　新鈴春ビル9階
　　SE営業部 TEL : 042-528-3491　ソリューションビジネス部 TEL : 042-526-5098
横浜事務所　〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目6番4号　新横浜千歳観光ビル6階　TEL：045-474-2181　FAX：045-474-2180
　海外事業所・営業所　Boston, Paris, London, Amsterdam, Stockholm, Sydney, Milan, Singapore, Munich, Beijing, Moscow, Sao Paulo ほか　

札幌支店
仙台支店
筑波支店
名古屋支店
大阪支店
西日本ソリューションセンター 

広島支店
高松支店
福岡支店

〒060-0809　北海道札幌市北区北9条西3丁目19番地　ノルテプラザ5階
〒980-0021　宮城県仙台市青葉区中央2丁目2番1号　仙台三菱ビル6階
〒305-0033　茨城県つくば市東新井18番１
〒450-0001　愛知県名古屋市中村区那古野1丁目47番1号　名古屋国際センタービル14階
〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島5丁目14番5号　ニッセイ新大阪南口ビル11階

〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島5丁目14番5号　ニッセイ新大阪南口ビル1 階
〒730-0015　広島県広島市中区橋本町10番6号　広島 NSビル5階
〒760-0023　香川県高松市寿町1-1-12　パシフィックシティ高松5階
〒812-0011　福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号　福岡朝日ビル5階

TEL：011-726-9680　FAX：011-717-7305
TEL：022-222-3324　FAX：022-265-0202
TEL：029-856-3220　FAX：029-856-1639
TEL：052-581-1406　FAX：052-581-2887
TEL：06-6304-3941　FAX：06-6304-7377

TEL：06-6305-0121　FAX：06-6305-0105
TEL：082-221-2500　FAX：082-221-3611
TEL：087-821-0053　FAX：087-822-0709
TEL：092-411-2381　FAX：092-473-1649
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商品№ 項目内容 価格

2219
（p/n782104380）

タングステンSEM用　SEMメンテナンス用（Sn）サンプル
試料載せ台（12.5 mmφ）付 ￥30,000

2223
（p/n782104371）

タングステンSEM用　SEMメンテナンス用（Sn）サンプル
試料載せ台（10 mmφ）付 ￥30,000

2220
（p/n782104401） タングステンSEM用　SEMメンテナンス用（Sn）サンプル ￥28,000

2221
（p/n782104398）

FE-SEM用　SEMメンテナンス用（Sn）サンプル　
試料乗せ台（12.5 mmφ）付 ￥30,000

2222
（p/n782104410） FE-SEM用　SEMメンテナンス用（Sn）サンプル ￥28,000

大切な装置を末永く安定してご使用頂くために定期的なオーバーホール（メンテナンス）を実施されることをお薦めいたします。
このたび弊社は、装置の使用年数やオーバーホールの実施間隔に応じた最適な３種類のプランをキャンペーン価格でご用意しました。
年１回のキャンペーン期間に、ぜひオーバーホールをご用命ください。

装置は順調にお使いでしょうか？
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JEOL質量分析計
イオン化法ガイドブック

Scientific / Metrology Instruments
イオン化法ガイドブック

バラエティー豊かなイオン化法で広がる質量分析アプリケーション
電子イオン化法 EI(Electron Ionization)
化学イオン化法 CI(Chemical Ionization)
光イオン化法 PI(Photo Ionization)
電界イオン化法 FI / 電界脱離イオン化法 FD (Field Ionization/ Field Desorption)
エレクトロスプレーイオン化法 ESI (Electrospray ionization)
コールドスプレーイオン化法 CSI (Cold-spray ionization)
DARTイオン化法 (Direct Analysis in Real Time)
マトリックス支援レーザー脱離イオン化法 MALDI (Matrix-assisted laser desorption/ionization)

JMS-T200GC/msFineAnalysis

こちらのカタログもご一緒に

カタログダウンロードは
こちらから

▼

高性能ガスクロマトグラフ飛行時間型質量分析計

JMS-T200GC AccuTOF™ GCx-plus
AccuTOFTM GCシリーズの第5世代機種はさらに機能アップしてAccuTOFTM GCx-plusへと進化！
より幅広い分野で分析ソリューションを提供します。

■ High performance
信頼性の高い組成推定
高分解能、高質量精度により、信頼性の高い組成推定が可能です。
このため、未知化合物や不純物の定性分析に優れています。

高速データ取得
非常に高速にマススペクトルを取得することができる（1秒あたり
50スペクトル）ため、FastGCによるハイスループット分析や、包括的
二次元GC（GCxGC）にも対応することができます。

■ All-round
多彩なイオン化法、試料導入法
未知物質の定性分析においては、ハードイオン化により得られるフラ
グメントイオンからの構造情報と、ソフトイオン化により得られる分
子イオンからの分子量情報を組み合わせることにより、より確度の高
い物質の同定、構造解析が可能となります。

AccuTOFTM GCx-plusではハードイオン化法として広く使われてい
る電子イオン化（EI）法に加え、オプションとして化学イオン化（CI）法、
電界イオン化（FI）法、電界脱離（FD）法、及び光イオン（PI）法に対応し
たイオン源を搭載することができます。

また、サンプルの導入方法もGCのみではなく、各種のプローブを用い
た直接導入法もご利用頂くことができるため、GCを介しない短時間で
の測定や、高沸点成分の測定も可能となります。

高分解能・高質量精度・高感度・高速データ取得を同時に実現した
新時代の飛行時間型質量分析計

（Time-of-Flight Mass Spectrometer; TOFMS）です。

JEOL質量分析計では、特色ある様々なイオン化

法を使用することが可能です。

本ガイドブックでは、それらバラエティー豊かな

イオン化法の原理・特徴や、アプリケーション例

などをご紹介します。
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解析結果一覧表、TICC のピーク
検出・アサインの確認、マニュア
ルピーク検出、マススペクトル解
析結果の確認を行います。再解析
も容易です。

TICC/分子イオン情報 定性解析結果 NISTライブラリー検索結果

JMS-T200GC/msFineAnalysis

はじめはNISTライブラリー検索 未知成分の分子イオン・
分子量関連イオン探し

同位体パターンによる
分子式候補の絞り込み

分子式候補の元素種・個数を解析条件とし、
EIフラグメントイオンの組成式が得られるか確認

JMS-T200GCシリーズ専用 自動解析ソフトウェア

msFineAnalysis
GC/EIデータとGC/ソフトイオン化法データ、2つのデータを組み合わせた新しい自動解析。

msFineAnalysis を使えば誰でも簡単に GC/EI データと GC/ ソフトイオン化法  (CI, PI, FI) データを組み合わせた定性解析結果が得られます。

GC/EI データとそれに対応した GC/ ソフトイオン化法データを指定すれば、クロマトグラム上に検出されたピークに対して 5 つの定性解析処

理を全て自動で行います。msFineAnalysis はデータ解析における作業時間短縮、作業効率向上と、解析結果の質向上をお約束します！

msFineAnalysisによる自動定性解析

簡単ステップで誰でも簡単に解析結果が得られます !!

結果の確認

従来の手動定性解析フロー

1 2 3 4

ライブラリー未登録の未知成分 !

 Obs. m/z Error (mDa)  Formula

 69.0715 1.1 C5H9

 111.1187 1.3 C8H15

 195.0689 1.4 C13H9NO

EI+

ソフトイオン化法
（CI+）

どれが分子イオン ?

m/z 334
[M+H]+
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耐震ゲルマット付き装置固定金具

Jeol-mat 大切な装置の「地震対策」はお済みですか？

耐震ゲルマット

耐震ゲルマット

固 定 金 具

固 定 金 具

■ 大地震 *1 に対応！
装置ごとに耐震計算を実施
1,000 Gal の加速度入力にも耐えられます

■ すぐれた粘着性！
固体と液体の性質を持つため、優れた柔軟性と粘着力により、上下
左右のあらゆる揺れに強い

■ クリーンルームもOK！
VOC・シロキサン化合物も不検出
床への穴あけが不要なため、粉塵が発生しません

■ 何度も使える！
ホコリやゴミがついても、洗えば元の粘着力が復活
床面を傷つけることなくきれいにはがせる

■ 震度 7 クラスに対応！
装置ごとに耐震計算を実施
1,000 Gal の加速度入力にも耐えられます

■ すぐれた粘着性！
優れた柔軟性と粘着力により、個体と液体の性質を持つため、上下
左右のあらゆる揺れに強い

■ クリーンルームもOK！
VOC・シロキサン化合物も不検出机への穴あけが不要なため、粉
塵が発生しません

■ 何度も使える！
ホコリやゴミがついても、洗えば元の粘着力が復活
机を傷つけることなくきれいにはがせる

■ 取り付け簡単！
金具を装置の脚部に置き、床に圧着するだけ

■ 建物や施設を傷つけない！
アンカー施工と違い、床面への穴あけ不要！

■ 取り付け強度の確保！
装置の重量・重心位置・地震の最大加速度などを考慮し、金具を専
用設計
重量のある装置（適用最大重量 1,000 kg）にも対応する、堅牢な構
造です

■ 経済的！
アンカー施工技術者の派遣や専用工具の用意がいりません

■ 取付け簡単！
金具を装置の脚部に置き、机に圧着するだけ

■ 机を傷つけない！
机への穴あけが不要！

■ 取り付け強度の確保！
装置の重量・重心位置・地震の最大加速度などを考慮し、金具を専
用設計
重量のある装置にも対応する、堅牢な構造です

■ 経済的！
施工技術者の派遣や専用工具の用意がいりません

日本電子製品　　　　● 電子顕微鏡　 ● 複合ビーム加工観察装置　 ● 電子プローブマイクロアナライザー　 ● オージェマイクロプローブ　 ● 質量分析計　 ● 核磁気共鳴装置　 ● 自動分析装置　
　　　　　　　　　　● 冷却水循環装置　 ● 液体窒素自動供給装置  など
日本電子製品以外　　● オペレーションコンソール　 ● 電源ラック　 ● テーブル  など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＊適用可能機種についてはお問い合わせください

エネルギー分散型蛍光 X 線分析装置　JSX-1000S 専用

適 用 機 種

適 用 機 種

大地震 *1…建築基準法の定義による
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どんなメリットがあるの？
▶️床に穴をあけない

● 取り付け時に粉塵・振動・騒音の発生がないので、デリケートな精密機器にベストマッチ !
● 床面に傷をつけないので、建物の強度・機能・美観を損ねません !

▶️装置の移設もラクラク
● 床面に残るアンカーボルト（穴）の処置や、移設先での新たなアンカー工事不要 !
● 金具を床面からバール等でゆっくり剝がせば、移設先で再使用可能 !
● 汚れの付着等で粘着力が落ちてきたら、水洗いで粘着力復活 !

▶️施工時間も短く、経済的
● 取り付け時、装置の停止・復旧や周辺装置の養生等の面倒な手配は不要 !
● アンカー施工技術者や専用工具の手配不要で、経済的 !
● 簡単な取付方法により、作業時間を大幅短縮 ! 装置のダウンタイムを最小限に抑えます !

床面アンカー打ち 耐震ゲルマット固定

床の状態 ・コンクリート床のみ施工可能 ・床表面が平滑であること（塗り床、長尺シート、P タイル等）

施工性 ・床のアンカー穴あけが必要（専用工具、技術者の手配が必要） ・置いて圧着するだけで OK

耐震強度
・アンカーの引き抜き強度に依存
（床コンクリート自体の強度にも要注意）

・最大発生荷重計算により面積を決定
（1,000 Gal 対応、装置重量・重心高も考慮）

装置移設 ・アンカーの穴あけが再度必要 ・マットをはがせば再利用可能

CR 対応 ・アンカー穴あけ時、粉塵発生 ・粉塵発生なし、VOC 不検出（トルエン等）

耐久性 ・半永久的 ・通常条件で 5 ～ 7 年（実績はさらに長い）

振動伝達 ・アンカーボルトより装置に振動伝わる ・耐震マットをはさむため振動伝達しない

■ 簡単取り付け
装置の脚形状にあわせ専用設計した金具を、床と装置脚部に圧着す
るだけで設置完了。
アンカー打設のための床面への穴あけは不要です。

■ 耐震強度
装置の重量、重心位置、地震の最大加速度等を考慮した最大発生荷
重計算により、ゲルマットの所用面積を決定し、専用設計の金具に
より十分な取り付け強度を確保します。

■ 経済性
装置サービス員が設置します。アンカー打設のための技術者派遣は
不要です。
設置のための装置の移動も必要ありません。

■ 装置移設対応
金具をバール等でゆっくり持ち上げながら剥がせば、そのまま新し
い設置位置で使用可能です。
ほこり等が付着した場合でも、水で洗浄すれば粘着力が回復します。

■ クリーンルーム対応
アンカー打設時のような粉塵の発生は皆無。VOC、シロキサン化
合物も不検出。
クリーンルームの環境に影響を与えません。

適 用 機 種

アジャスタフット用POM

材質：5 mm 厚鋼板+ 焼付塗装

材質：ウレタンエラストマー
＊プロセブン㈱製「プロセブンマット」
　を使用しています

生化学自動分析装置
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本社・昭島製作所
〒196-8558  東京都昭島市武蔵野3-1-2

ブランドコミュニケーション本部

〒196-0022  東京都昭島市中神町1156
TEL（042）542-1111　FAX（042）546-3352フィールドソリューション事業部

www.jeol.co.jp
ISO 9001・ISO 14001認証取得

サービスサポート

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-1-1 大手町野村ビル13F　TEL（03）6262-3560　FAX（03）6262-3577
支店：東京（03）6262-3580・札幌（011）726-9680・仙台（022）222-3324・筑波（029）856-3220・名古屋（052）581-1406

大阪（06）6304-3941・広島（082）221-2500・高松（087）821-0053・福岡（092）411-2381

東京（042）526-5098・札幌（011）736-0604・仙台（022）265-5071・筑波（029）856-2000・横浜（045）474-2191
名古屋（052）586-0591・大阪（06）6304-3951・広島（082）221-2510・高松（087）821-0053・福岡（092）441-5829

I N F O R M A T I O N

2018年7月発行　No. 116
編集発行／日本電子㈱フィールドソリューション事業部

ご意見・ご質問・お問合わせ
日本電子㈱ ブランドコミュニケーション本部
e-mail: sales@jeol.co.jp
FAX. 03-6262-3577

場所│日本電子㈱本社・昭島製作所　日本電子㈱フィールドソリューション事業部
時間│9 : 30〜17 : 00

講習会スケジュール

●電子光学機器／計測検査機器 ●分析機器

講習会のお申し込みは
日本電子ホームページ/イベント/講習をご利用ください。

ホームページ
https://www.jeol.co.jp/solution/training/

お問い合わせは

日本電子㈱フィールドソリューション事業部  講習受付まで

TEL 042-544-8565 ／ FAX 042-544-8461
開催場所：日本電子㈱・昭島製作所

No. 0201G826C (Kp)

●定期講習にない機種におきましては、出張講習を行ないます。
●上記コース以外にも特別コースを設定することは可能です。

●初級各コースは座学のみの講習で操作実習は行いません。
　装置に依存しないので、どなたでもご参加いただけます。
●各コースの詳細については、ホームページをご参照ください。

装置 コース 　 期間 主な内容 8月 9月 10月 11月

Ｔ
Ｅ
Ｍ

基
本

❶ ナノ粒子ＴＥＭ像撮影 1日 ナノ粒子の高倍率像を
撮影する技術の修得 - - - -

❷ 200 kV 透過電子
顕微鏡入門 1日 TEMの基礎知識 - 20 - 21

❸ JEM-1400Plus標準 1日 基本操作技術の習得 - - 18 -

❹ JEM-2100F標準 3日 基本操作講習 27-29 4-6 16-18 -

Ｓ
Ｅ
Ｍ
基
本

❶ 走査電子顕微鏡入門 1日 SEM初心者を対象とした入門 - - - -

❷ FE-SEM標準 3日 FE-SEMの原理と操作技術を習得 15-17 12-14 17-19 14-16

❸ W-SEM標準 3日 SEMの基本知識・基本操作 8-10 4-6 3-5 6-8

❹ LV-SEM標準 1日 LV-SEM基本操作 - 7 - 9

❺ EDS分析標準 2日 JED-2300EDS基本操作 23-24 20-21 23-24 21-22

Ｅ
Ｐ
Ｍ
Ａ

基
本

❶ EPMA短期 4日 EPMAの原理・基本操作実習 - - 23-26 -

❷ 定性分析標準 4日 JXA-8000シリーズEPMA基本操作 21-24 - - 27-30

❸ 定量分析標準 2日 JXA-8000シリーズ定量分析基本操作 - 25-26 - -

❹ カラーマップ標準 2日 JXA-8000シリーズ広域マップ基本操作 - 27-28 - -

試
料
作
製

❶ 生物試料固定包埋 1日 生物試料の固定包埋法と実習 22 - 15 -

❷ ウルトラミクロトーム
基礎 2日 ミクロトームの切削技法と実習 20-21 - 16-17 -

❸ ウルトラミクロトーム
実践 1日 常温ウルトラミクロトームの

応用 7 7 - 6

❹ イオンスライサTM
試料作製 2日 イオンスライサTM（IS）による

各種薄膜試料作製 - - - -

❺ CP試料作製 2日 CPによる断面試料作製技法
と実習 28-29 - 30-31 -

装置 コース 期間 主な内容 8月 9月 10月 11月

Ｎ
Ｍ
Ｒ

初
級

NMRビギナーズ 1日 NMRの基礎知識の整理 - - 10 -

構造解析初級 1日 1D/2D解析の基礎知識と演習 - - 11 -

定量NMR（qNMR）
ビギナーズ 半日 定量NMRの基礎知識の整理 - - - 29

Ｖ
ｅ
ｒ
４

基
本

溶液NMR基本 1st 2日 1D/2Dの基本操作（1H、13C） - - - -

溶液NMR基本 2nd 1日 位相検出2Dの基本操作（1H、13C） - - - -

固体NMR基本 2日 固体NMR測定の基本操作 - - - -
応
用拡散係数＆DOSY 1日 拡散係数、DOSY測定操作と注意点 - - - -

Ｖ
４
＆
Ｖ
５

応
用

TOCSY（1D&2D） 1日 TOCSY測定の操作と注意点 - 21 - -

NOESY（1D&2D） 1日 NOESY測定の操作と注意点 24 - - -

qNMR 1日 qNMRの概要・測定操作 - - - 30

多核NMR測定 2日 多核測定のための知識と基本操作 30-31 - - -

Ｖ
ｅ
ｒ
５

基
本

溶液NMR基本 1st 2日 1D/2Dの基本操作（1H、13C） - 12-13 - -

溶液NMR基本 2nd 1日 位相検出2Dの基本操作（1H、13C） - - - -

固体NMR基本 2日 固体NMR測定の基本操作 - - - 21-22

応
用

拡散係数＆DOSY 1日 拡散係数、DOSY測定操作と注意点 8 - - -

固体緩和時間測定＆
ROSY 1日 固体緩和時間・ROSY測定操作と注意点 - - - -

メ
ン
テ

ナ
ン
ス メンテナンス 1日 日常の装置管理についての解説と実習 - - - -

Ｅ
Ｓ
Ｒ

ご要望に応じた講習会を随時実施いたします。出張講習も可能です。
測定相談もお受けしております。お問い合わせください。

Ｍ
Ｓ

基
本

JMS-Q1500GC操作
（定性） 2日

QMSの概要理解と
JMS-Q1500GCの
基本操作(定性)の習得

- 26,27 31-
11/1 -

JMS-Q1500GC基本 2日 QMSの概要理解と基本操作 - - - -

応
用

Escrime™操作（定量） 1日 定量処理ソフト“Escrime™”
を用いた定量操作の習得 - 28 - 2

ヘッドスペース
（JMS-Q1500GC） 1日

ヘッドスペースの基本操作と 
JMS-Q1500GCを用いた
測定法の習得

- - - -

ダブルショットパイロライザー 2日

熱分解測定の概略と各測定
方法（EGA法、シングルショッ
ト法、ダブルショット法）の習
得およびメンテナンス

- - - 8,9

場所│日本電子㈱西日本ソリューションセンター
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-5　ニッセイ新大阪南口ビル1 階
TEL：06-6305-0121　FAX：06-6305-0105

〈西日本ソリューションセンター開催の定期講習会〉
装置 コース 　 期間 主な内容 8月 9月 10月 11月

Ｍ
Ｓ

基
本

JMS-Q1500GC操作
（定性） 2日

QMSの概要理解と
JMS-Q1500GCの
基本操作(定性)の習得

- - - 28-29

応
用Escrime™操作（定量） 1日 定量処理ソフト“Escrime™”

を用いた定量操作の習得 - - - 30


